ARASTIRMA MIKROSKOP
TEKNIK SARTNAMESI

1. Mikroskop Sonsuza Diizeltmeli Optik Sisteme sahip olmalidir.

2. Mikroskop gelistirilebilir 6zellikte olmalidir. Istenildiginde gerekli ekipmanlar
baglanarak Floresan, karanlik alan, polarize ¢aligmalar yapilabilmeli ve en az 21 li
egitim atagmani takilabilmelidir.

3. Mikroskop DIC aydinlatma igin optik yolu apokormat yapida olmalidir.. DIC aydinlatma teknigi
ile ¢alisilmak igin en az 6 adet filtre kiipii takilabilen kodlu filtre tareti olmahdur.

4. Mikroskoba istenmesi durumunda flouresan atagman eklendindiginde ve lambas: degistirildiginde
lamba ayar1 otomatik olarak sistem tarafindan yapilan self adjusting HBO lamba takilabilmelidir.

5. Mikroskop govdesi saglam ve stabil yapida upright tipte, gii¢ linitesi cihazin iginde ve
izole edilmis olmahdir, agma kapama ve parlaklik ayarini saglayan anahtar mikroskop
lizerinde bulunmalidir.

6. Mikroskopta alttan veya iistten aydinlatma sistemlerinden hangisinin devrede oldugu
govde tizerindeki LED lambalardan gézlemlenebilmelidir.

7. Mikroskobun ana basligi Trinokiiler yapida olmalidir. Baslikta alin ve interpupiller mesafe 55 — 75
mm arasinda ayarlanabilmelidir.Direk 50% go6ze %50 kameraya goriintii aktarimi yapabilmelidir.

8. Mikroskoba istendiginde 1.25x,1.6x,2.5x optovar reflektor taretine konulabilmelidir.
9. istendiginde kodlu tiip lens entegre edilebilmeli ve bu sayede 4X optovar takilabilmelidir.

10. Mikroskobun kodlu 6 objektif yuvali DIC uyumlu objektifler bilyali yataklar iizerinden sonsuz
dontislii, her objektif yuvasi stoperli olan revolveri bulunmalidir.

11. Mikroskobun asagida 6zellikleri belirtilen Plan 6zellikte olmalidir. Objektifler; DIC,aydinlik alan,
ve floresan gibi goriintii tekniklerinin timiinde yiiksek perfromans verebilecek tarzda olmalidir.
Objektiflerin N.A. (numerik aralik) degerleri ve ¢alisma mesafeleri en az asagida belirtilen
degerlerde olmalidir.

N.A. W.D.
Plan-Achromat 10X 0.25 4.5 mm
Plan-Neofluar 40X 0.75 0.71 mm
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Mikroskobun 1 ¢ift siiper genis saha 10X degerinde okiilerleri olmalidir. Bu okiilerlerin goriis
alani en az 23mm olmahdir.

Mikroskopta objektiflerin objeye ¢arpma ve deformasyonunu 6nlemek i¢in obje tablasi preparata
carpmadan kilitlenmelidir.

Mikroskobun, Lam-Lamel numune tutan x ekseninde en az 75 mm ve y ekseninde en az 50 mm
hareket eden milimetrik taksimatli Mekanik Saryosu olmalidir.

Cihaza istendiginde Piezo motorize stage takilabilmelidir. Bu stage en fazla 0.2 pm ¢oziintirliikte
hareket edebilmeli ve 225mm X 85mm tarama alanina sahip olmalidir. Tekrarlanabilirligi en fazla
+/- 1 um olmaldir.

Cihaza istendiginde floresan da optik kesit gériintii alimini saglayan atagman takilabilmelidir. Bu
atagman sayesinde normal floresan da edinilen goriintiiden cok daha yiiksek ¢oziiniirliikte goriintii
elde edilebilmelidir.

Istendiginde aym anda iki kameramn tek porta takilabilmesini saglayan ekipman eklenebilmelidir.
Mikroskop tablasi tizerine istenildigi durumda 1siticili preparat tutucu eklenebilmelidir.
Cihaza istendiginde inkubasyon sistemi eklenebilmelidir.

Cihaza istendiginde hem led 1sik kaynaginin hem floresan veya farkli 1sik kaynaklarinin ayni
yuvaya takilabilmesini saglayan 6zel aynalama sistemli aparat1 entegre edilebilmelidir.

Mikroskobun kondansorii akromatik ve aplanatik 6zellikte ve iris diyaframli olmalidur.
Kondaserin N.A s1 0.9 olmali ve aydinlik ,karanlik ,faz kontarst ve DIC tekmklerini desteklemeli
ve turret 1cin de ekipmanlart olmalidir.Kondanser yiiksekligi ayri ayn diigmeler ile
ayarlanabilmelidir. Kondanser manuel olarak kontrol edilmelidir.

Kondanser tizerinde kiigtik biiyiitmeli objektiflerle ¢alisirken biitiin gériis alaninin homojen
aydinlanmasim saglayan devreye konulup, devreden ¢ikarilabilen akromatik — aplanatik 6n lens
bulunmalidir.

Sistem ,40X de DIC goriintiileme alabilmeli ve bunun igin gerekli DIC ekipmanlar: verilmelidir (
kondanser prizmasi ,DIC slider vb..)

Mikroskop'ta kaba ve hassas fokuslama manuel olarak gévdenin her iki yanindan da
ayarlanabilmelidir.

Mikroskopta aydinlatma preparatin daha az 1sinmasim saglayan, daha uygun renk sicakliginda 151k
tireten uzun dmiirlii ve gii¢lii 5600 Kelvin derecesinde LED aydinlatma sistemi olmahidir.Led in

omri en az 10.000 saat olmalidir.
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26. istenildiginde aym mikroskop sistemine 100Watt giiciinde halojen lamba takilabilmelidir.
Lambanin kolektor ve merkezleme ayar lamba yuvasi tizerinden yapilabilmelidir.

27. Cihazda 1sik yonetim butonu olmalidir.

28. Mikroskop gévdesi tizerinden kolay kullanim ve floresan boyamalarda uzun siire floresan 1513a
maruz kalip bleaching olusmamasi igin alttan ve {istten aydinlatma shutterlar ayn ayn tuslarla
manuel veya motorize kontrol edilebilmelidir.

29. istendiginde halojen takilmasi durumunda cihaz gévdesi iizerinde gergek renkte gozlem

yapilabilmesi igin halogen lambanin filaman sicakligin1 3200K degerine ¢ikarabilecek 3200K
butonu olmalidir.

30. Tiim cihazlar fabrikasyon hatalarina kars1 2 y1l, garanti bitiminden itibaren 10 y1l ticreti mukabili
yedek parga ve servis garantisi olmalidir
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